
«INNOVAZIONE TECNOLOGICA E MANAGEMENT DEL CICLO IDRICO INTEGRATO»
Esperto nel settore della risorsa Acqua



CII-TECNOLOGIA (NUOVI APPROCCI PER IL CONTROLLO DEI PROCESSI QUALI-QUANTITATIVI)

Caratterizzazione Q-Q  
e modellazione
degli acquiferi

Nuove competenze scientifico-tecnologiche

Caratterizzazione Q-Q  
e modellazione
degli acquedotti

Caratterizzazione Q-Q  
e modellazione
dei sistemi di 

drenaggio urbano

Caratterizzazione Q-Q  
e modellazione
degli impianti

Caratterizzazione Qualità  monitoraggio/previsione dei residui

BA C D E



CII-SCIENZA E TECNOLOGIA (NUOVE PROSPETTIVE SCIENTIFICHE MULTIDISCIPLINARI)

Attività trasversali scientifico-tecnologiche

BA C D E

Schemi strutturali innovativi per serbatoi, vasche e altri elementi del CII 

Metodi di rilevamento di reti e manufatti del CII 

Sicurezza intersettoriale e resilienza del CIII

II

III



CII-MANAGEMENT (SII) (NUOVI INDIRIZZI DI CARATTERE ECONOMICO-GESTIONALE)

BA C D E
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Nuovi approcci manageriali e giuridici 
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CII-TECNOLOGIA, IGIENE E MANAGEMENT (SPECIFICITA’ MULTIDISCIPLINARI)

SEMINARI TEC- A:

Attività Seminariali

BA C D E

SEMINARI TEC-B: SEMINARI TEC-C: SEMINARI TEC-D: SEMINARI TEC-E:

SEMINARI MNG 1-2: SEMINARI MNG 3-4: SEMINARI LEG 5-6: SEMINARI LEG 7:

Esempio protezione
acquiferi et al.

Seminari specifici
EPANET et al

Problemi Q-Q dei 
run-off superficiali

Seminari WEST et 
al.

Tossicità residuali 
da farmaci in 
effluenti finali

Acquiferi e 
geotermia

Problemi di materiali 
per reti e impianti

Seminari specifici
SWMM et al.

Seminari specifici
GPS-X et al.

Aspetti sanitari e 
ambientali del CII

SGA Business games
per le utilities

Regolamenti europei
e acqua

Sicurezza generale e
di problematiche CII

Audit Ambientale et al. Regolazione et al. Comunicazione impresa
e organizzazione sulla 
tema acqua 

Resilienza delle strutture
CII et al.


